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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu
Nazwa modutu Ochrona wiasnosci intelektualnej
Nazwa modutu w jezyku angielskim Protection of intellectual property
Obowigzuje od roku akademickiego | 2016/2017

A USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow Inzynieria Srodowiska

Poziom ksztatcenia | stopien

Profil studiow ogolnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw stacjonarne

Specjalno$é SilS, ZWUSio

Jednostka prowadzaca modut Centrum Ochrony Wtasnosci Intelektualnej
Koordynator modutu dr Magdalena Kotulska

Zatwierdzit: Dr hab. Lidia Dgbek prof. PSk

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiot kierunkowy
przedmiotow

Status modutu przedmiot obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw Vv
- semestr

Usytuowanie realizacji przedmiotu w

roku akademickim semestr zimowy

Wymagania wstepne

Egzamin nie
Liczba punktéw ECTS 1
Forma

prowadzenia zajeé wyktad éwiczenia | laboratorium projekt Inne

W semestrze 15
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

o Celem przedmiotu jest zapoznanie studentow z podstawowymi problemami
otyczacymi ochrony wilasnosci intelektualnej, wyksztatcenie zwigzanych z tym
o duty | dotyczacy hrony wi telektualnej, wyksztat azanych z ty
umiejetnosci i okreslonych kompetencji spotecznych.
Forma L N
Symbol Etekty kestatoon prowadzenia odnl(:sll((:r’ne do odnl(feslljrjledo
efektu ey festaioenta zajec kiereuﬁkc?v‘\'/vych ob:zgro(\:vv;ch
(w/¢/lfp/inne)
Ma wiedze nt. Zrodet i instytucji prawa wiasnosci
W o1 intelektualnej. Potrafi zdefiniowa¢ i dokonac interpretacji wyklad 1S W20 T1A W10
podstawowych norm prawnych z zakresu ustawodawstwa
dotyczacego witasnosci intelektualne;.
Zna zasady ochrony autorskoprawnej i ochrony wtasnosci
W 02 przemys'+owej, w tym lochrlonyl patentowe;. Rozum!e wyklad 1S W20 T1A W10
znaczenie rozwigzan tej dziedziny prawa dla rozwoju
techniki i wspétczesnej gospodarki.
Wykazuje umiejetno$¢ stosowania przepiséw prawnych T1A_U05
U oL |Prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa wvkiad |$_U07 T1A_U09
" |wilasnosci przemystowej w typowych  sytuacjach y IS_U25 T1A_U10
faktycznych.
Potrafi odpowiedzialnie i zgodnie z prawem korzysta¢ z T1A_U01
utwordw, baz danych. Umie ubiega¢ sie o ochrong dla 15 U02 T1A_U0S
U0z |poszczegolnych przedmiotow wiasnosci przemystowe, ti. | wykfad 15005 Eﬁ—ggg
ochrone w postaci patentu, prawa ochronnego badz T1A” Uod
prawa z rejestracii. -
Stosuje zasady poszanowania praw autorskich przy
realizacji prac tworczych, w tym prac projektowych i |$_K03 Eﬁ—ﬁgg
K_01 |dyplomowych. Sledzi, na podstawie dokumentacji| wyktad IS_K07 T1A K04
paten'towclej i Iiterg’gury technicznej rozwdj interesujacych IS_K09 T1A_K07
go dziedzin techniki.
Potrafi wspotdziataC i pracowa¢ w grupie oraz postepowac
etycznie w ramach wyznaczonych rol organizacyjnych i 1 KO1 T1A_K03
K_02 >—
_ spotecznvch. Wyk*ad T1A_K02
p y IS_K02 T1A K05
Tresci ksztalcenia:
1. Treéci ksztatcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr do efektow

wykladu Tresci ksztalcenia Kksztatcenia

dla modutu
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Pojecie prawa wtasnosci intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym
e System gospodarczy a postep techniczny
o  Struktura wewnetrzna prawa wtasnosci intelektualnej W_0f
1. g s . W_02
e /Zrddta prawa wiasnosci intelektualnej
e Modele ochrony débr intelektualnych
o Funkcje prawa wiasno$ci intelektualnej
Prawo autorskie i prawa pokrewne W 01
o Utwor jako przedmiot prawa autorskiego 02
5 o Wylgczenia spod ochrony U_01
' e Podmioty prawa autorskiego u_02
e Przedmioty praw pokrewnych K_01
e Prawo cytatu K02
Ochrona praw autorskich W 01
o Autorskie prawa osobiste i majatkowe W 02
3 e Dozwolony uzytek chronionych utwordw u_o1
' e Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych u_02
e Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majatkowych K_01
o Odpowiedzialnos¢ karna z tytut naruszenia praw autorskich K_02
Plagiat i zagadnienia szczegétowe zwigzane z prawem autorskim W_01
e Istota plagiatu W_02
o  Odpowiedzialnos¢ prawna z tytutu popetnienia plagiatu U_01
4. Co s . . . . U_02
e Odpowiedzialno$¢ dyscyplinarna studentéw szkét wyzszych z tytutu K 01
popetnienia plagiatu K 02
e Bazy danych
Prawo patentowe i prawo wzoréw uzytkowych W_01
e Urzad Patentowy RP — zadania, struktura W_02
. e  Przedmioty ochrony u_01
5.16. ; . - . u_02
e Przestanki zdolno$ci patentowej i ochronnej K 01
o Procedura rejestracji wynalazku i wzoru uzytkowego w Polsce K 02
o Tre$¢ patentu oraz tre$¢ prawa ochronnego na wzor uzytkowy -
Prawo wzoréw przemystowych i topografii uktadéw scalonych W_01
e Przestanki zdolnoci rejestrowej wzoru przemystowego i TUS W_02
7. e TreS¢ prawa z rejestracji wzoru przemystowego i TUS 8—8;
K_01
K_02
Prawo oznaczen odrézniajacych W_01
e Pojecie, funkcje i rodzaje znakéw towarowych W_02
8. e Prawo ochronne na znak towarowy — sposéb nabycia, tres¢ B—g;
¢ Ochrona oznaczen geograficznych K 01
K_02
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Metody sprawdzania efektow ksztatcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
efektu (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 Test

W 02 Test

u_o1 Test

u_o2 | Projekt grupowy

Obserwacja pracy studenta oraz projekt grupowy, w ramach ktérego studenci opracowujq i
prezentujg wybrane zagadnienia problemowe

Obserwacja pracy studenta oraz projekt grupowy, w ramach ktérego studenci opracowuja i
prezentuja wybrane zagadnienia problemowe

K_01

K_02

D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Rodzaj aktywnosci ts)tt:]cdi:i:,\;\ie
1 | Udziat w wykfadach 15
2 | Udziat w ¢éwiczeniach -
3 | Udziat w laboratoriach -
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3
5 | Udziat w zajeciach projektowych -
6 | Konsultacje projektowe -
7 | Udziat w egzaminie -
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 18h
akademickiego (suma)
10 Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach 0,72 ECTS
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wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)

11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 4

12 | Samodzielne przygotowanie sie do éwiczen -

13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 3

14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow -

15 | Wykonanie sprawozdan -

15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium -

17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji -

18 | Przygotowanie do egzaminu -

19

20 7h
Liczba godzin samodzielnej pracy studenta

(suma)

21 | Liczba punktow ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 0,28 ECTS

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)

22 | Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 25h

23 | Punkty ECTS za modut

1ECTS
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta

24 | Naktad pracy zwiagzany z zajeciami o charakterze praktycznym

Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi

25 | Liczba punktow ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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